Tratamiento Digital de Sefiales
(3° de Ingenieria en Informatica)
Programa 2002 /2003

27 de junio de 2002

Horaria:
Por determinar
Wah:
http: '/www.dte.us.es/ing_inf tds/
Profasor:
Alnjandro Millan
Temario

= Bloque A: Base marcmatica.

« Tema 1: Seriales y Sistemas. Conversién anal6gico-digital. Operaciones con secuen-
cias. Sistemas de tiempo discreto, propiedades. Ecuacién de recurrencia. Respuesta a
la Muestra Unitaria. Sistemas LTT. Sisternas FIR vs. IIR. [1-3]

o« Tema 2: Transformada répida de Fourier. Transformada de Fourier. Teorema del Muestreo.
Espaciro de una sefial. Transformada discreta de F. ourier. Transforrada rapida de Fouri-
ar (FFT). [4, 3]

« Tema 3: Transformeda z. Definicién v propiedades de la transformada 2 Lstudio de

P

sistamas en el dominio 2. Funcién de transferencia. Modelos de polos ¥ ceros. f1]
» Blaqua B: Disefia de filtros.

e Tema i Filtros digitales. Tipos basicos de filtros. Normalizacion frecuencial. Ganancia
¥, atenuacion. Tipos de distorsion. Respuesta de filtros ideales. Respuesta de fil:ros
raales. Conversién de filtros. [3

« Tewme 5: Diserio de filtros FIR. Técnica de muestreo en frecuenciz. Téenica de envern-
tanade. Téenica de aproximacion dptima. [3. 4.6, 7]

« Tema 6: Duserio de filtros ITR. Transformada de Laplace. Filtros de Butterworth. Filtros
de Chebysbiev. Transfanmada Z hilineal. Filtros FIR vs. 1IR. [3. 4. 6

» Bloque C: Implemen: acion ¥ aplicaciones,

« Tewe 7 Microgrocesadores DSP. Concepto de (NSP. Implerzenzac: 3n direcra de fiirros
FIR. Implemen:acion directa ce filtros TR, Implementaciones cancnicas de filtros IR,
Familia ADSP-21x. [3, 4]

» Tema & Apliccciones. Inirodiecidn al tratamicnto de imagen v serido.
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Clases.

¢} Se consideran des tipos de clases: de aula v de laboratorio.

b} Las clases de aula comprenden dos actividades: exposicidn de teoria v realizacién de

prahlemas.
cf En las clases d# laboratoria, ef alumno realizard una serie de ejercicios en el ordenador.
d) La asistencia a las clases de laboratonrio no es obligaroria annque si recomendable para

la correcta realizacién del trahajo de evaliacién do CONOCETIONIOS Practicos iver mas

al )ft_i(}‘,’ .
Tuioria.

¢} Sola se (ratardn aspecios conerotos previamente trabajacos por el alumno sobre la
materia expuesia o propuesia e clase.
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b)

Durante ella,’el profesor esrara, salvo fuemaa mayor, en su despacha, ne atendiéndose
consultas fuera de la misma.

Evaluacion por curso.

u)

b)

Durante el curso se evaluaran dos tipos de conocimientos: tedricos v pricticos.

Para la evaluacién de conocimientos tedricos se realizaran una serie de examencs par-

ciales a lo largo del curso (como minimo se realizara un examen de este tipo dependiendo

su cantidad del nimero de alumnos).

Fistos exAmenes parciales comprenderan teoria y/o problemas; pudiendo ser de cualquioe

tipo, incluyendo el tipo test (en este caso las respuestas incorrectas podran puntuar

negativamente).

Todo lo que se diga o explique en clase, podra preguntarse en estos examenes parciales.

Para la evaluacién de conocimientos practicos, cada alumno realizara, de forma indi-

vidual, un trabajo practico.

Tantio el contenido como el resultado final de este trabajo practico seran determinados

por ol profesor en funcién del desarrollo del curso.

8i un alumno aprueba todos los exAmenes parciales y también el trabajo practico, sera

aprobado por curso. Su nota final se calculara como sigue:

1} se calculara su nota de teoria (N7) como la media ponderada de los examenes
parciales (el peso de cada uno dependera del volumen y la dificultad de la materia
gue englobe),

2} se considerard su nota de practicas (Np) como la obtenida en el trabajo practico,
.

M

3) se calcularsd su nota final (ANz) comno:

Ng =0,7TNr +0,3Np

4. Examen final.

6.
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h)
¢}

Si un alunine 10 aprueba par curso debera presentarse al examen final de la asignatura
en cualquiena de las convocatorias correspondientes.

Este exanxen (inal comprenderd tanto los conocimientos tedricos como los practicos.

La superacidn de enalquier cxamen parcial o del trahajo practico supone la eliminacion
de la matenia correspondiente hasta la convocatoria de junio.

Criterios de calificacion dr axameanes.

ax

Una mala preseniacian (letra ilegible, exceso de tachaduras. ausencia de orden en la
exposicion, falia de nombre del alumno, etc.) serd motivo de reduccion en la calificacion
e incluzo, en casos grases, de calificacion con cero.

Las respuestas deben in exphcadas de forma que pueda entenderse of razonamienro del
alumnc al elaberarlas. Tas “ideas felices™ o resultados sin expiicacion no se puntuaran.
El acte de copiar estd pena’izado con ol suspeuso cn la convocatoria oficial COTTespor-
diente. En case da que copiasen muno de otro”, se penalizara a ambos alumnos.

Las problemas se corregirar en fincion de la adecuacion de la respuesra a la solucién
correcia; v sOle se ealificard lo que figure on el examen. Ta erzreca de cos soluciones
posibles anulard ambas {aunque una de ellas sea la correc:a’.

Criterios de calificacién de tpabajos.



a)

h)

s

Una mala presentacion sera motivo de redriceidn en la caliSeacion e incluse, en cazas
graves, de calificacion con cero.

Los desarrollos deben ir explicados de forma que pirecdy enteaderse el razonamien: e deal
alumno al realizarlos.

Se podra citar a los alumnos para la defensa de cualquier trahajo con adjeto de qua
demuestre su autoria. Una defensa incorrecta llevars aparejada la calificacién con cero
del trabajo.



